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2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь  
шифр и наименование группы научных специальностей 

 

     



1. Основы метрологии  

Предмет и задачи метрологии. Важнейшие термины и определения. 

Физические величины. Единицы физических величин. Системы единиц 

физических величин. Принципы создания естественной системы единиц. 

Размерность величин и единиц. Практические приложения теории 

размерностей. Международная система единиц (СИ).  

Средства измерений. Виды средств измерений. Меры и наборы мер. 

Измерительные аналоговые и цифровые преобразователи. Измерительные 

установки и принадлежности. Параметры и свойства средств измерений. 

Исходные (эталонные) средства измерений. Рабочие средства измерений. 

Отсчетные устройства: шкальные, цифровые, регистрирующие. 

Нормирование метрологических характеристик и классы точности. Способы 

выражения пределов допускаемой погрешности.  

Эталоны. Общие понятия. Государственные эталоны - первичные и 

специальные. Вторичные эталоны (эталоны-копии, сравнения и рабочие). 

Одиночный и групповой эталоны. Эталонный набор. Хранение эталонов. 

Перспективы развития эталонов.  

Методы и принципы измерений. Виды методов измерений. 

Преобразование измеряемой величины в процессе измерений. Метод 

непосредственной оценки. Дифференциальный метод. Нулевой метод. Метод 

совпадений. Принципы измерений.  

Общие требования к измерениям. Анализ постановки измерительной 

задачи. Выбор средств и методов измерений. Выбор числа измерений. 

Методика выполнения измерений. Способы обнаружения и исключения 

систематических погрешностей.  

Методы замещения, компенсации погрешности по знаку, 

противопоставления, симметричных наблюдений.  

Прямые и косвенные измерения. Совокупные и совместные измерения.  

Однократные и многократные измерения. Равноточные и 

неравноточные измерения.  

Погрешности измерений. Погрешность и достоверность результата 

измерения. Виды погрешности измерений. Точность, правильность, 

сходимость результатов измерений. Округление результатов измерений. 

Погрешности измерительных устройств в статическом и динамическом 

режиме. Расчет доверительных границ поля допусков погрешности 

измерительных устройств. Суммирование погрешностей измерительного 

канала для зависимых и независимых составляющих. Расчет динамических 

погрешностей линейных и нелинейных измерительных устройств. 

Концепция неопределенности результатов измерений.  

Обработка результатов измерений. Требования к методам обработки 

результатов измерений. Группирование экспериментальных данных. 

Проверка гипотезы о виде распределения экспериментальных данных. 

Исключение грубых погрешностей. Обработка нормального распределения 

данных и отличного от нормального. Обработка результатов прямых 

однократных измерений. Обработка результатов косвенных, совместных, 



совокупных измерений. Проверка однородности и равноточности групп 

измерений при нормальном и отличном от нормального распределениях. 

Обработка результатов нескольких однородных равноточных и 

неравноточных групп измерений.  

Обеспечение единства измерений. Система воспроизведения единиц и 

передачи их размеров рабочим средствам измерении. Эталоны. Поверочные 

установки. Стандартные образцы. Поверочные схемы и их обоснование. 

Обоснование межповерочных интервалов. Калибровка средств измерений.  

Измерения при контроле. Измерение зондирующего сигнала. 

Измерение параметров системы. Измерение показателей качества. Точность 

измерений показателей качества. Контрольные допуски. Гарантированные 

допуски. Принципы назначения допусков. Алгоритм определения допусков. 

Ошибки при контроле по допускам. Вероятности ошибок контроля. 

 

2. Методы и средства измерений  

Измерение времени частоты. Принцип неопределенности при 

измерении временных и частотных параметров. Эталонное время. Шкалы 

времени. Государственная служба времени, частоты и определения 

параметров вращения Земли. Квантовые стандарты частоты и времени. 

Кварцевые меры частоты. Частотомеры резонансные, гетеродинные, 

емкостные, мостовые. Электронно-счетные частотомеры. Синтезаторы 

частоты, делители и умножители частоты. Фазовые и частотные 

компараторы. Измерители интервалов времени. Приемники сигналов 

эталонных частот и сигналов времени. Методы определения действительного 

значения частоты электромагнитных колебаний. Методы определения 

кратковременной нестабильной частоты. Электронные методы измерения 

интервалов времени. Поверочное оборудование и поверка средств измерений 

времени и частоты.  

Измерения электрических и магнитных величин. Законы Кирхгофа и 

Ома. Закон магнитной индукции Ампера. Теорема Ампера. Методы 

измерений электрических и магнитных величин. Классификация средств 

измерений электрических и магнитных величин. Электрические 

измерительные преобразователи. Основные узлы электроизмерительных 

приборов. Измерения силы токов и напряжений. Измерения частоты, энергии 

и количества электричества. Измерения частоты и фазы, анализ спектра 

электрических сигналов. Измерения параметров цепей постоянного и 

переменного тока. Измерения параметров магнитного поля, определение 

характеристик и параметров магнитных материалов. Методы и средства 

поверки средств измерений электрических и магнитных величин.  

Измерения аналитических и структурно-аналитических величин. 

Периодическая система элементов Менделеева. Закон Буггера–Ламберта–

Бэра. Закон Фарадея. Уравнение Нернста. Закон Стокса–Ломмеля. Методы 

измерений аналитических и структурно-аналитических величин. 

Колориметрический метод. Измерение интенсивности окраски. Типы 

фотоэлектрических колориметров Нефелометрический и 



турбидиметрический методы. Аппаратура и методика измерений. 

Фототурбидиметрическое титрование. Рефрактометрический метод.  

 

3. Основы математической статистики  
Оценки математического ожидания и дисперсии. Доверительный 

интервал для математического ожидания. Парная линейная регрессии. Метод 

наименьших квадратов. Характеристики выборочного контроля. 

Статистические методы контроля. Классификация методов контроля по 

признаку контролируемых свойств объекта.  

 

4. Приборы и методы электрического контроля веществ и изделий  
Измерение электрического сопротивления. Приборы и методы 

магнитного контроля. Магнитная дефектоскопия. Выбор средств контроля. 

Источники погрешностей контроля.  

 

5. Приборы и методы оптического контроля  
Принципы построения оптических приборов контроля. Физическая 

природа оптических явлений, используемых для контроля: дифракция, 

интерференция, поляризация, рассеяние света, фотоэффект. Основные виды 

источников излучения.  

 

6. Приборы и методы радиоволнового контроля  
Распространение радиоволн, взаимодействие с веществом. Отражение, 

преломление, поглощение, рассеяние, интерференция, дифракция. 

Диэлектрические свойства материалов.  

 

7. Основы метрологического обеспечения  
Особенности метрологического обеспечения при разработке, 

производстве и эксплуатации технических устройств. Средства измерений 

как основа метрологического обеспечения. Влияние средств измерений на 

точность и надежность технических устройств. Выбор средств измерений по 

точности. Автоматические измерительные системы как средства 

диагностики, контроля и поверки. Сигнатурные и логические анализаторы. 

Метрологическое обеспечение автоматических измерительных систем.  

Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». 

Общие положения, единицы величин. Средства и методики выполнения 

измерений. Метрологические службы. Государственный метрологический 

контроль и надзор. Калибровка и сертификация средств измерений.  

Сущность методологии проведения метрологического сопровождения 

и метрологической экспертизы технических объектов. Основные 

направления их совершенствования. 
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